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ИСЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕНГМЮРОВСКИХ ЗОНДОВ И КОРРЕЛЯЦИОНОЙ РЕФЛЕКТОМЕТРИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТУРБУЛЕНТНОСТИ ПЛАЗМЫ В ТОКАМАКЕ.
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Работа посвящена исследованию характеристик периферийной турбулентности в токамаке с помощью многоштырьковых Ленгмюровских зондов и корреляционной рефлектометрии, а также моделированию данных рефлектометрии с помощью двумерного электромагнитного кода. В ходе работы был проведен эксперимент, в котором удалось получить данные о флуктуациях плотности плазмы с помощью Ленгмюровских зондов и корреляционной рефлектометрии в одной и той же радиальной области шнура. Это позволило качественно сравнить характеристики турбулентности, получаемые из двух диагностик. Данные обоих методов оказались в хорошем соответствии. 

Для детальной проверки разрешающей способности рефлектометрии  было проведено моделирование данных рефлектометрии с помощью двумерного электромагнитного кода. С этой целью был разработан алгоритм определения реальных параметров периферийной турбулентности путем сравнения экспериментальных данных нескольких Ленгмюровских зондов с одномерной стохастической моделью. Это позволило получить радиальное распределение основных характеристик турбулентности. Разработана компьютерная программа, моделирующую двумерный массив флуктуаций плотности с экспериментально определенными параметрами турбулентности. Построенные двумерные матрицы флуктуаций плотности плазмы были использованы для моделирования отражения электромагнитных волн от турбулентной плазмы с помощью полноволнового компьютерного кода распространения электромагнитных волн. Получено хорошее соответствие расчетных данных с экспериментальными данными рефлектометрии. 
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